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一台儂器就可滿足不同測量條件的高速檢測要求

阻抗分析儀IM3570為測量頻率4Hz-5MHz, 測試電平5mV~5V的LCR電橋與阻抗分析儀

合二為一的儀器。可以用交流信號測量LCR 、直流信號測量電阻 (DCR) 、測量頻率和

電平能連續和變化的情況下進行掃描測量等。

因為能夠在不同測量條件和測量模式下進行連續和高速的測量，僅用一台IM3570就能

取代現在用在生產線上的眾多儀器。
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HIO~公旬概述，新的產品，環保措施和其他的信息都可以在我們的網站上癟到。

區冒 鼴鸝
台灣日置官網 臉書粉絲專頁

由堉宸科技代理販售，若有任何問題請洽
https://www.yuctech.com.tw/



LCR測量· DCR測量·掃描測量

一台儀器實現連續測量和高速檢測
阻抗分析儀 IM3570
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1．壓電元件的共振特性測量

頻率埽描測量 LCR模式

Z 峰值的比較測量畫面 Cs顯示畫面(1kHz測量時）

通過掃頻測量，來測得頻率和阻抗值，根據峰值

的比較功能可判斷共振狀態是否優良。

在LCR模式下，可以測量120Hz到 1kHz之間的C

值變化。

1台就能夠
• 實現高速·高精度的測量

可連續進行掃頻測量（阻抗分析）和C值測量均可在這1 台儀器

上實現。

連續測量畫面
另外，可利用IM9000（選件）的等效電路分析功能根據參數進

行合格與否判定。

優黠1

縮短測量時間

縮短了測量時間。 LCR測量模式實現最快

1.5ms*(1 kHz) 、 0.5ms*(1 OOkHz) 。

與本公司以往產品 (3522-50,3532-50:Sms)相比，

大幅提高了測量速度。因此，提高了檢測效率。

另外，多點掃描測量時，最快可實現以0.5ms測試一

個點。

＊顯示關閉的時候（顯示開啟時要增加0.5ms)

1MHz 

100kHz 

10kHz 

1kHz 

100Hz 

亡二 3532-50FAST
模式涓量時閭

6ms 

6ms 

15ms 

15ms 

IM3570 和 3532-50 的測量時間比較

1 參考值 1
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最適用於生產線的阻抗分析儀
2．高分子固態電容的 C-D 值和低 ESR 測量
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LCR模式 LCR模式
Cs 、 D顯示畫面(120Hz測量） Rs顯示畫面(100kHz測量）

可進行高分子固態電容的C-D值 (120Hz)和低

ESR(1 OOkHz) 的測量。

優黠2

--
連續測量畫面

可設置不同的測量條件（頻率、電平、模式）

連續測量不同的測量專案。

IM3570的 1m正 100次測量時的操作精度

測量速度 h 澶灃直］
SLOW2 LJ 0.03% ___. 44.Sms 

SLOW 

:A?T L三二二二芒
偏差［％］和測量時間 [ms]

與本公司以往產品相比，測量低阻抗的時候重複精度提

高一位。

例如，在測量條件在1 m O (1 V, 1 OOkHz)測量速度為MED

的時候重複精度（偏差）＊0.12％可放心測量。也適用於

1 OOkHz的ESR測量。

＊重複精度（偏差）是在最大和最小之差的基礎上計算出來的。

3電感（線圈，變壓器）的DCR和L-Q值測量

連續測量L 、 Q值 (1 kHz • CC1 mA)和 DCR可以在同

一畫面上顯示數值。

對於帶磁芯的線圈，由於電感測量值會陋測試電

流大小而變化，現在的產品可以用恒流CC的方式

解決這個問題。

與以往產品相比，低電容測量時的重複精度提高

了一位，可以更為穩定的測量DCR了。

心Q值{1kHz •CC1mA測量）和
Rdc{DC測量）的顯示畫面

優點3

與以往產品相比 8 的測量精度也提高了，可利用比之前型號在絕對精度、重複精度上提高一位的特點，針對 6

（相位） 90° 附近的高Q值， Rs值的產品進行測量。
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瓜" 根據線圈的用途不同，測試頻率也有所不同。

測量頻率範圍廣，是4Hz-5MHz, 能夠測量各

種線圈。

對於有電流依存性的元件，通過恒流掃描測

量，可將電流特性用圖表形式顯示出來。

頻率掃描測量
Z-0 測薑畫面

CC 值襦描測量
Ls 測量畫面
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高速 丶 高精度測量 , 提高檢查效率
, IM357O的特點 -

．低電容（高阻抗）測量，提高穩定性
和HIOKI以往的產品相比，將測量低電容（高阻抗）時的重複精度

提高了—位。

例如： 1pF(1MHz•1V) 的條件下，測量速度SLOW2的話，重複

精度（偏差）＊可達0O1% ，實現穩定測量。

同時，因為也提高了相位的重複精度，所以提高了低電容（高阻

抗）測量時的D測量的穩定性。

＊重複粘度（偏差）是在最大和最小之差的基礎上計算出來的。

測量速度

SLOW2 

SLOW 

MED 

FAST 

IM3570 的 1 pF(1 MHz • 1V) • 
測量 100 次時的重複精度

I 參考值 1

36.3ms 

.07%, 1.5ms 

0.30% 

偏差［％］ 和 測量時間 [ms]

．廣範圖的測量頻率
IM3570可在DC和4Hz-5MHz的範圍內以5為解析度 (1 kHz以下

為0,0田z解析度）設置頻帶。可進行共振頻率測量和接近工作

條件狀態下的測量和評估。

DC 

DC 

& 
－一10 

IM3570 51MHz — 100 l k lOk lOOk l M lOM 
測量頻率[Hz]

•1瓚參數測量
可測量Z 、 Y 、 0 、 Rs(ESR) 、 Rp 、 Rdc（直流電阻）丶 X 、 G 、 B 、 Cs 丶

Cp 、 Ls 、 Lp 、 D(tan 6) 、 Q的參數，還可以將需要的參數讓取至

電腦中。

．具備接觸檢查功能（開路檢査）
按照4端子測量（僅低阻抗高精度模式時）， 2端子測量的接觸檢

查功能，可以防止測試端子未接觸被測物時進行誤測。

阻抗非常高的情況時，進

行 High-Z{ERR) 判定。

High-Z 篩選功能行

．比較器
LCR模式下，可在1 個畫面中從測量專案裡判定2種參數的Hi/

IN/Lo 。判定方法除了絕對值設定以外，還有％設定、 A％設定。

使用連續測量，可判定多個測量條件·測量項目。

.BlN測量
可對2個項目進行10個分類和範圍外的分類。

．分區設置
掃頻範圍可通過設定最多測試801 個頻點，分成20個頻率區

間。可以詳細評估在多個頻率區間內的特性。

．廣範圍的測量電壓／電流
除了可以設定一般的開環信號，還能設定恒壓／恒流模式。可設

定的測量電平信號，從5mV-5V/10 µ A-50mA(-1 MHz) 。（根據
頻率、測量模式不同，測量信號電平的設置範圍也不同。）

．內部可發生DC偏置電壓
只需主機即可施加最大2.5V的DC偏置電壓進行測量。可放心

對鉭電容等極性電容器進行測量。充電阻抗為1OOQ 。

．高解析度，最大7位元顯示
可進行最多7位元顯示的高解析度測量。可設置3~7位元的顯示

位元數。

e DC~5MHz可使用4端子探頭
4端子探頭L2000（選件）採用匹配5OQ特性阻抗和提高測量精

度的4端子構造，最適合於IM3570的探頭。

．測試線最長可達4m
4端子的構造降低了測試線的影響，測量線長0 、 1 、 2 、 4m時，

保證測試精度。自動設備的排線方便簡單。（根據線長的不同，

精度保證的頻率範圍也不同。）

．長時間穩定性的提高
保證1 年的測量精度。與以往產品每6個月需要校準相比，校準

週期延長至1 年

．間隔測量
例如，想確認感測器在階時間變化的參數特性，可以通過設定

測試間隔時間 (100 µ s-10000s) ，最多測試801 個時間點，並且

可以進行圖形或清單顯示。

．觸控式螢幕操作簡單易懂
延續以往產品的特點，採用觸摸式顯示屏，操作簡單易懂。而

且，彩色液晶顯示幕清晰直觀的操作性，幫助用戶提高工作效

率。
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通過簡單的回路分析，獲取是否合格的判定
ttTt ,「一-'「 閒繼描

等效電路分析軟體 IM9000 是能夠追加等效電路分析等功能的 可利用具有代表性的 5 種等效電路分析和分析結果，算出理想

的頻率特性，確認與實測值之差。另外，可顯示Cole Cole plot圖
以及導納圓圖等。

．等效電路分析（自動、固定）

5種

．等效電路各元件的合格

與否判定

．分析結果模擬

• Cole Cole plot圖顯示
1 導納圓圖顯示

．等效電路模型和測量項目

3元件模型

戸／＼
二尸

對等效電路各元件進行
合格與否判定的畫面

分析結果類比畫面 導鈉圓顯示畫面

4元件模型

測量項目

L1 （電感）
C1 （電容）
R1 （電阻）
Qm（機械品質因數）
fr（諧振頻率）
fa（反諧振頻率）

G 二
ff 

測量項目
L（電感）

C1 （電容）

R1 （電阻）

Co（並聯電容）

Qm（機械品質因數）

fr（諧振頻率）

fa（反諧振頻率）

fs（串聯諧振頻率）

fp（並聯諧振頻率）

fm（最大導納頻率）

fn（最小導鈉頻率）

f1 （最大電納頻率）

f2（最小電納頻率）

4元件模醢的參數

·可使用前置的USB介面進行保存和讀取

可使用市面上銷售的USB插入前置USB介面中，以保存測量結

果和設置。

（前面板中的USB埠為USB專用。測量結果將先保存至IM3570的記憶體中後，再

一同保存至USB中。田於相容性，也會有無法使用的USB 。)

IM3570 IMPECANCE ANALYZER 

去
,COMP/BIN -、

MEAS IN OUT . 
各種測量結果和設晝 保存至 USB

·使用USB 丶 LAN 、 GP-lB 、 RS-232C可外部控制和連接PC和PLC - | 
後面板標配了 RS-232C 、 GP-IB 、 USB和巳N介面。（後面板的

USB埠為PC專用。）

可以使用PLC或者電腦控制IM3570的各種功能，也可獲取

測量結果。（除電源ON/OFF和介面設罩以外。）

採用了適合自動設備的介面，因此可搭建最合適的測量系統。

EXT 1/0 
(handler 介画）

\ ·' -̀ " sc- o.. ....... ~........ " 
```.S̀̀` `.:',``̀ ` ::::::i...~::::::: .: ............ : ....... . •········... ·, 
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, EXTl/。 一1
e Handler(EXT 1/0)介面
handler介面(EXT 1/0)可輸出測量停止信號、判斷結果信號，還可輸入測量觸發信號等並控制測量儀器。各信號線和測量環路、
控制環路之間絕緣，而且抗干擾能力強。

■ EXTl/0的時序圖

接觸狀靨曰 接觸 開鉻 「云

TRIG OFF 

INDEX 

EOM ON ON 

15 

PARAx-HI, PARAx-lN 

PARAx-LO, AND 

ERR 

上次判斷結果

ON 

判斷結果

to: 觸發信號最短時間：O3ms以上＊1

t1:從比較器丶BIN判斷結果到EO M(LOW) •延遲設置時間：0.04ms以上＊1

t2 ；從測量停止到下次觸發的 最短時間；0.4ms*1

t3：從鰾發到電路響應的時間：0.7ms*1

t4: 最小接觸時間，使用INDE X(LOW)可進行接觸 的切換：0. 3ms*1

t5:淇咔式時間；0.5ms*1
*1 :測量速度：FAST丶量程：HOLD時。

·連接器

使用連接器 （主機）： D -SU B  37針母頭＃4 -40英寸螺絲
適合連接器：DC-37P-UL R（焊接型）、DCS P-JB37P R（絕緣冝換型）

■ EXT 1/0信號 一 覽表

．輸入信號
戸 ：外部觸發
三號碼選擇
LD _VAL| D ：介面鎖定

．輸出信號

三［
．輸出信號（通用信號線）

PARAx－ 田，PARAx-lN, I比較 判斷結果輸出
PARAx-LO (x = 1,3), 

雪～B|N1o |B|N判斷結果輸出
O UT _ O F _B l N S

PARAx-LMAX_MEASNG, |分析比較輸出 (PEAK
PARAx-LMAX_|N， 模式時）
PARAx-LMAX_CON DNG, 
PARAx-LM I N_M EAS NG, 
PARAx-LM I N_I N, 
PARAx-LM I N_CON DNG, 
(x=1,3) 

, IM3570參數 一1
LCR模式：單—條件下測量

分析儀模式：

測 量 模 式
根據測量頻率 、 測量電平進行掃描
（測量點：1~801，掃描方法： 一

般掃描／分區掃描， 顯示：清單顯示圈表顯示）
連續測量模式：

連續測量保存的條件（最多32個）

測 早早 參 數
Z,Y, 8,Rs(E SR),Rp,Rdc（直流電阻），X,G, B, Cs, Cp 
Ls,Lp,D(tan6),Q 

測 量 量 程
100m0~100M0, 12檔量程
（所有參數都根據Z來確定）
Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp 

士(0.000000［單位］～-9999995［罩位］）
僅Z和Y顯示絕對值

顯 刁弋 範 圍 8土(0.000 ° ~ 180.000 ° ) 
D:土（0.000000-9.999999)
Q土 (0.00~99999.99)
A％土（ 0.0000%~999.9999%)

基 本 精 度 Z土0.08o/ordg. 8土0.05 °

測 量 頻 率
4Hz~5MHz 
（設置解析度為5位元解析度，且最小 解析為10mHz)
普通模式：

V模式 、0/模式；5mV~5Vrms(1MHz以下），
1 OmV~1 Vrms(1 MHz~5MHz) • 1 mVrms步進
CC模式： 10µ A~50mArms(1 MHz以下）

測量信號 電平
10µA~10mArms(1MHz~5MHz), 10µArms步進

低阻抗高精度模式：
V模式丶0/模式：5mV~1Vrms(1 OOkHz以下），
1mVrms步進
CC模式：10µ A~100mArms(1 OOkHz以下的
1OOmQ和1Q量程），10µArms步進

輸 出 阻 抗 普通模式：1O0Q
低阻抗高精度模式：1OQ

顯 刁弋 彩色T百5.7英寸，可設置顯示開或啁
顯示位元數設置 可設置3~7位元的顯示位元數，初始值為6位

測 量 時 間 0.5ms(1 OOkHz 、 FAST、顯示關閉，代表值）
測 量 速 度 F民T/MED/SLOW/SLOWZ

普通模式：DCOV~Z.50V(1OmV步進）
D C偏壓測 量 低阻抗高精度模式：

DCOV~1.00V(1 OmV步進）
普通模式：測量信號電平

直流電阻測量
DC1 OOmV~2.5V(1 OmV步進）

低阻抗高精度模式：測量信號電平
DC1 OOmV~1.00V(1 OmV步進）

LCR模式：第1、第3項目的Hi/N/Lo

比 較 器 分析模式：
區域判斷（各點的Hi/IN/Lo) 、

峰值判斷（極大、極小的頻率和絕對值的Hi/IN/Lo)
B I N測 量 對於2個專案的10種和條件範圍外
補 償 開路／短路／負載／線長0,1m／相關補償
殘留電荷保護功能 V=［而亢（C:樣品的容量 ［F]，V＝最大400V)
觸發同步輸出功能 僅邏輯測量時加測量信號
平 均 功 吒月匕 1~256 

1O0µs~1O0O0s，最多 801點
面板讀取和保存 LCR 模式： 30 、分析模式：2 、補償值：128
存 儲 功 能 主機可保存32000個資料
列 印 測量值 、 區表的列印（需要使用選件9670)

EXT 1/0 (handler) 
R S-232C 

介

間   隔  測  量

GP-1B 
USS (Hi- Speed /Full- Speed) 
USB 
LAN (1 OBASE-T / 1 OOBASE-TX) 

使用温濕度範圍 0 °C~40 °C 、 80%rh以下，不凝結
保存温濕度範圍 -10 °C~50 °C 、 80%rh以下，不凝結
電 源 AC90~264V • 50/60Hz •最大150VA
體積和品質 約330WX119HX307Dmm •約58kg
附 件 電源線X1
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• IM3570測町闞[ ----
條件

温濕度範圍23°C 土 5°C 、 80%rh以下（不凝結），接入電源1 小時以上後，

開路、短路補償執行後

墓本精度(Z, 0)計算公式

上方A· …..的基本蜻度（土％rdg.)
B為樣品的阻抗相關係數

下方A· … ··8 的基本精度（土o/odeg,)
B為樣品的阻抗相關係數

DC時的A為R的精度（土％rdg.)
B為樣品的電阻相關參數

1kQ量程以上和3OOQ量程以下時

基本精度的計算公式差異如下。

請參考下述計算例。

1 kQ量程以上…...
10X氹

精度＝A+BX l~-1 
量程

300Q星程以下......

精度＝A+BX l~-1 
量程

z 
ZX為樣品的阻抗實測值(Z)

測量精度按照以下公式計算

測量精度＝基本精度XCXDXEXFXG

【 C: 電平係數】 V ：設置值（相當於V模式時）［V]
0.005V~0.999V : 

1+0.1N(DCR以外的3Ok0 量程以下）
1+0.3N(DCR的所有量程， DCR以外的100k0 量程以上）

1V~5V: 1 
【 D ：測量速度係數】

FAST: 8 、 MED: 4 、 SLOW: 2 、 SLOW2: 1 
【 E ：測量線長係數】 fm ：測量頻率[kHz]

Om : 1 (DC ~5MHz) 、 1 m : 1.5(DC~5MHz) 、

2m : 2 X (1+fm/1 OO)(DC~1 OOkHz) 、 4m : 4 X (1+fm/1 00) 
(DC~10kHz) 

<F: DC偏壓係數】 V AC :交流信號電壓設置值[V]
DC偏壓設置關： 1 
DC偏壓設置開：

2X (1+0.1NAc) 、
4X (1+0.1NAc) (100 量程以下的100.01 kHz以上）

【 G ：温度係數】 t ：使用温度
t為18°C~28°C 時： 1 
t為0°C~18°C'28°C~40°C 時： 1+0.1 X I t-23 I 

基本精度表

量程 精度保證範圍 DC 4Hz-99.9Hz 100Hz~999.99Hz 1kHz-10kHz 10.01 kHz~1 OOkHz 100.1kHz-1MHz 1.001 MHz~5MHz 

100M0 8MQ~2OOMQ 
A=4 B=6 A=6 B=5 A=3 B=2 A=3 B=2 A=8 B=4 

A=5 B=3 A=2 B=2 A=2 B=2 A=3 B=2 X1 001 MH淑上證按照精度的

10MO 800k0~100M0 A=O 5 B=0.3 A=0.8 B=1 A=O 5 B=O 3 A=O 5 B=0.3 A=1 B=O7 A=3 B=2 (f[MHz]+3）倍計算

A=0.8 B=0.5 A=0.4 B=0.2 A=0.4 B=0.2 A=1 B=O2 A=3 B=1 
4 

1MQ 8OkQ~1OMQ A=0.2 B=0.1 A=0.4 B=0.08 A=0.3 B=0.05 A=0.3 B=0.05 A=0.3 B=0.08 A=1 B=O 5 XA=2 B=1 
A=O 3 B=008 A=O 2 B=0.02 A=O 2 B=0.02 A=O 3 B=0.08 A=1 B=O 5 A=2 B=1 

100k0 24kQ~1MQ A=01 B=001 A=O 3 B=001 A=O 2 8=001 A=015 B=001 A=O 25 B=004 A=O 4 B=O 3 XA=2 B=O 5 
A=0.3 B=0.01 A=0.1 B=0.01 A=0.1 B=0.01 A=0.2 B=0.02 A=0.3 B=0.3 A=2 B=0.3 

3OkQ 8k0~300k0 A=0.1 B=0.01 A=0.3 B=0.01 A=0.2 B=0.005 A=0.12 B=0.005 A=0.25 B=0.01 A=0.4 B=0.05 XA=2 B=O1 
A=0.3 B=0.01 A=0.1 B=0.003 A=0.08 B=O 003 A=0.15 B=0.005 A=0.3 B=003 A=Z B=0.1 

10k0 2.4k0~1 OOkO A=0.1 B=0.01 A=0.3 B=0.01 A=0.2 B=0.01 A=0.12 B=0.005 A=0.2 B=0.02 A=0.3 B=003 XA=1.5 B=0.2 
A=0.3 B=0.01 A=0.1 B=0.005 A=O 08 B=O 002 A=0.08 B=0.02 A=0.2 B=0.05 A=1 B=0.2 

3kQ 8O0Q~3OkQ A=0.1 B=0.01 A=0.3 B=0.02 A=0.2 B=0.005 A=0.12 B=0.005 A=0.2 B=0.005 A=0.3 B=001 XA=1.5 B=0.02 
A=O 2 B=001 A=01 B=0002 A=O 08 B=O 002 A=O 08 B=O 005 A=015 B=001 A=1 B=003 

1kQ 2400~10k0 A=0.1 B=0.01 A=0.3 B=0.02 A=0.2 B=0.01 A=0.1 B=0.005 A=0.2 B=0.01 A=0.3 B=001 XA=1 5 B=OO1 
A=0.2 B=0.01 A=0.1 B=0.005 A=0.08 B=0.002 A=0.08 B=0.01 A=0.15 B=0.01 A=1 B=0O1 

3000 8Q~3O0Q A=0.1 B=0.02 A=0.4 B=0.02 A=0.3 B=0.02 A=0.08 B=0.02 A=0.2 B=0.02 A=0.3 B=003 XA=1.5 B=0.05 
A=O 2 B=001 A=015 B=001 A=O 05 B=001 A=O 08 B=002 A=O 15 B=O 02 A=1 B=005 

10Q 800m0~100 A=O 2 B=015 A=O 5 B=O 2 A=04 8=005 A=O 3 B=005 A=O 3 B=005 A=O 4 B=O 2 XA=2 B=1 5 
A=0.3 B=0.1 A=0.3 B=0.03 A=0.1 5 B=0.03 A=0.15 B=0.03 A=0.3 B=0.1 A=2 B=1 

1Q 80m0~10 A=0.3 B=0.3 A=2 B=1 A=0.6 B=0.3 A=0.4 B=0.3 A=0.4 B=0.3 A=1 B=1 XA=3 B=3 
A=1 B=0.6 A=0.5 B=0.2 A=0.25 B=0.2 A=0.25 B=0.2 A=0.7 B=0.5 A=3 B=2 

1OOmQ 1m0~100m0 A=3 B=2 A=10 B=10 A=3 B=3 A=3 B=3 A=2 B=2 A=4 B=3 
A=6 B=6 A=2 B=2 A=2 B=1 5 A=2 B=1.5 A=3 B=4 

．基本精度的計算方法

．基本精度是從樣品的阻抗、測試量程、測量頻率和上表中選擇所對

應的基本精度A和係數B來計算的。

· 1kO量程以上和3000量程以下時，各自使用另外的計算公式。

·C 、 L是根據阻抗的實測值或按下—個公式計算的大概阻抗值確定測

試量程，再求出基本精度A和係數B 。

Zx (0) ：：： wL(H) （。：：： 90°) 

::: ( 0 ：：：一 90°)
wC(F) 

::: R (Q) ( 9::: O°) 

(w :ZX TT X測量頻率[Hz])

．計算例

樣品的阻抗氹： 5O0Q （有效值）

測量條件：頻率 1OkHz ，量程 1kQ 時

從上述表格中，將 Z 的基本精度的係數 A=O1 ，係數 B=0.005 代入

公式。

Z 基本精度＝ 0.1 + 0.005X 
10X500 

103 
一 1 I= 0.12 (士％rdg.)

同樣，由 8 的基本精度的係數 A=0.08, 係數 B=0.002 得出

10X500 
6 基本精度＝ 0.08 + 0.002X I~ - 1 I = 0.088 (士 deg.)

103 

精度保證範圍（測試信號電平）
根據測試頻率、測試信號電平、測試量程的不同，精度保證範圍不同。

量程 DC 4Hz-99.9Hz I 100Hz~999.99Hz I 1 kHz-1 OkHz 10.01 kHz-1 OOkHz 100.1 kHz-1 MHz 1.001 MHz~5MHz 
1OOMQ 1 V~2 5V 01O1 V~5V O 5O1 V~5V 

10MO 0.050V-5V 0.101 V~5 V 0.501 V~5 V 

1MQ 0.050V- 5V 0.101 V~5 V 0.501 V~1 V 

1OOkQ 0.050V~5V 0.101 V~1 V 

3OkQ,1OkQ3kQ, 
01 V~2 5V 

0.005 V~5 V 

1k0,3000,100 
0.050V~1 V 

1O 0.005 V~5 V'2 0.101 V~5 V 0.501 V~1 V 

100m0 0.1 V~2.5 V ·1 0.101 V~5 V 勺 0.501 V~5 V ·3 

V模式時，上述電壓是電壓設置值
*1 精度保證10m0 以上，＊2 DC偏壓時的精度保證為01O1V~5V, ＊3DC偏壓時的精度保證10m0 以上， 1 OO1V~5V 
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主機不帶測試治具。請根據需要選購逕
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等效電路分析軟體IM9000 是阻抗分析儀IM3570的
功能追加選件。 IM9000 不是標配產品。有需要，
請在訂購時脱明。己經購買IM3570 的頤客，也可
以追加M9000 功能。詳情請致電各地區公司或事
務所。

測試治具·探頭

用於表面貼裝零件

SMD測試治具
IM9110 

直連型，對應0201 尺寸的SMD,
尼於側面電極SMD •電極2端子結構

DC~1 MHz 

SMD測試治具
9699 

適用於底部有電極的SMD
DC~1 ZOMHz 
樣品尺寸：寬1.0~4.0mm,

高1.5mm以下

SMD測試治具
IM9100 

對愆0402,0603, 1 005這3種尺寸的
SMD ，電極4端子結構可進行高精度測

量的測試治具， DC~8MHz

SMD測試治具
9263 

DC~SMHz 
樣品尺寸： 1~10mm

SMD測試治具
9677 

適用於側面有電極的SMD
DC~120MHz 
樣品尺寸： 3.5 土 0.5mm

XIM9901 標配附件

線長730mm, DC~SMHz, 特性阻抗500,

4踞子結構，電極2端子，前端電

極間隔： 0子約6mm

L2001用遞件
前端探針替換零件

接觸頭

IM9901 
適用尺寸： 1608~5750(JIS)

接觸頭
IM9902 
適用尺寸： 0603~5750(JIS)

用於測試線零件

団》 ［嘉盂探頭
線長1 m, DC~8MHz, 
特性阻抗500, 4端子結構

可測埠直徑： 0.3~5mm

4端子探頭
9140-10 

線長1m • DC~ZOOkHz • 
特性阻抗500 • 4焙子結構
可測埠直徑： 0.3~5mm

測試治具

9261-10 

直連型， DC~8MHz
可測埠直徑： 0.3~2mm

線長1m, DC~8MHz, 
特性阻抗500 • 4鎚子結構
可測埠直徑： O3~1 5mm 

用於電氣化學 DC直流偏壓裝置

4端子探頭
9500-10 

線長1 m, DC~200kHz, 
特性胆抗5OQ,4端子結構

可測埠直徑： 0.3~2mm

DC直流偏靨裝置 ，§釤｀｀｀ DC直流偏壓裝置
9268-1O L,-: 3 9269-1O 

直連型， 40Hz~8MHz, 直連型， 40Hz~ZMHz • 
最大施加電壓DC土 40V 最大施加電流DCZA

（最大施加電壓DC士 40V)

＊內部電感300µ H可與被測物一起連接

使用9268-10 或者9269-10 時，需要外部恒厘源｀恒流源。

介面連接線

乙 「1P5-｝B'接線

線長Zm

．觸於RS-23ZC線繯

RS-232(連接線可使尼支援互聯的

交叉霉纜。

RS-23ZC連接線9637(9針－9針，交

叉型）無法用於使用硬體流控制的

情況。

1 看資料索取、槀品詢問、展示機訓練等，請透過以下方式和我們聯繫，我們將真誠地為您服務。

具體資料等以產品實際為準，如有變勳，台灣日置電機股份有限公司具有最終變更權 2020年2月篤一版

堉宸科技股份有限公司
02-2995-2696
www.yuctech.com.tw
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